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AFM Analyse chimique du MEB au TEM BIOLOGIE (cryo.) Cartographie spectrale EDS Cartographie spectrale EDS Cathodoluminescence

MET CM30  IEMN-Jeol 7800F  IEMN-Jeol 6010LA  ENSCL-Hitachi S3400N  CCM-Hitachi S4700

Lieu  IEMN 1er étage, salle n°141  CCMSous-sol, salle CM30  IEMN Sous-sol  IEMN Hall RDC  ENSCL Sous-sol, salle n°906  CCMSous-sol, salle n°014

Moniteur Dominique Deresmes Franck Béclin  Jean-Pierre Lechaire  Christine Gendarme  Jacky Ruste  Brigitte Sieber

Opérateur  Ahmed Addad  Jeol  Jeol  Maxence Vandewalle  Nora Djelal

Stagiaires BECHET Béatrice BLANCHENET Anne-Marie BOURREL Guy MOITRIER Florence LAHFID Abdeltif

CAYEZ Simon GARNIER-THIBAUD Virginie CARRE Alexandre NGUYEN Luan MATHIEU Sandrine

DA COSTA Antonio METRAL Nicolas CORBEL Gwenaël SVAHN Isabelle MOUTON Ludovic

PIERRE Audrey TRICHET Michael GEY Nathalie TERRIER Marlène VILAR Christele

ROMERO Thierry HESSER Guy VIGNERON Rémi

EBSD Echantillons fragiles et isolants  Echantillons fragiles et isolants  Essais mécaniques in-situ  MEB-FIB STM 4 pointes sous MEB

IEMN-TescanMira3  IEMN-Zeiss Supra55 VP  IEMN-Tescan Lyra3  Géosyst-FEIQuanta200  IEMN-FEI Versa 3D  IEMN-Nanoprobe

Lieu  IEMN Sous-sol IEMN Salle Blanche IEMN Sous-sol Géosystèmes 1er étage, Salle127bis  IEMN Hall RDC  IEMN RDC Salle n° 045

Moniteur François Brisset  Alain Jadin  Bénédicte Brugier  Rémi Chiron  David Troadec Maxime Berthe

Opérateur  David Baresi  Cyril Gardes  Tescan  Jérémie Bouquerel  FEI

Stagiaires

BRYNAERT Nicolas

BLANCHER Simon MEGUEKAM-SADO Ariane ABADIE Clémence BOUEXIERE Chloe BLARY Karine

DI CARLO Ida

GAL François MONTERO David ALI Imtiaz COYNAULT Xavier BRINZA Ovidiu

FAGNON Nicolas

GEORGI Frederic SIREDEY-SCHWALLER Nathalie BOTTEN Kevin MOLLARD Nicolas BROCHARD Eric

HOREZAN Nicolas

GOUTTEFANGEAS Francis UNTRAU Jean-Michel BOUSCAUD Denis NEVEU Cecile

TANGUY Alexandre

LEMONIAS-PETIT-MARTENON 

Christophe

VAUTIER Cécile

STEF Noémie
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MEB pression contrôlée  EDS/MEB à pression contrôlée  MET tomographie  Stéréographie 3D  Echantillons stratifiés

IEMN-Hitachi SU1510  ECL-Hitachi S3600N  CCM-MET Tecnai  ENSCL 1er étage - salle info. ENSCL 1er étage - salle info.

Lieu  IEMN Sous-sol  ECL, Bât. fonderie, 1er étag, salle 104  CCMSous-sol, salle 002  n°151 ou n°156  n°151 ou n°156

Moniteur Lahcen Kouchaf Christian Mathieu Christine Lancelot  Denis Boivin  Florence Robaut

Opérateur  Hitachi Catherine Davy

Stagiaires AUBAN Dominique COUSTURE Annelise CHOUQUAIS Frédéric

PARROUR Emmanuelle DEBLOCK Yves DUFFRENOY Thierry

RAMON Jean-Luc IKOUOUBEL Kenza GEANT Lucile

REMY Jean-François JACOMET Suzanne GONZALEZ-CANO Adriana

VOLCKAERT Philippe ROCH JEUNE Isabelle GUERIN François

TALEB Anne-Lise LUCIANI Thierry

PERON Isabelle

PIRES BRAZUNA Rémy

TOTTEREAU Olivier

Tof-SIMS Analyse WDS  MEB-STEM  Diffraction des RX  Métallisation  Microfluorescence X

IEMN-Zeiss Sigma  IEMN-FEI Strata DB235  IEMN-Zeiss Supra55

Lieu  Bât C3 – Sous-sol  IEMN Sous-sol  IEMN Salle Blanche  ENSCL 2ème étage, salle 211  IEMN Hall RDC et Sous-sol  IEMN Hall RDC

Moniteur Nicolas Nuns Guillaume Wille  Frédéric Charlot  Frédéric Capet  Francine Roussel-Dherbey  Matthias Procop

Opérateur  Zeiss  Christophe Boyaval  Pascal Roussel constructeurs  Zeiss

Stagiaires HOUSAER  François CHAROBERT Philippe DOMENGER Renaud CHOCARD Alexis CAUZID Jean

MERCIER Rémi HERIPRE Eva GINESTAR Kevin CHASSAGNE Francis

ORY Sandra PAPRET Corinne LEFEBVRE Véronique DUHAMEL-ACHIN Isabelle

ROBBES Anne-Sophie PONT Sylvain ROUQUETTE Hélène GOMES-VIEIRA Carlos

ROUSSET Raphaelle

TARISIEN Nicolas

JEAN-SORO Liliane
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AFM Analyse chimique du MEB au TEM BIOLOGIE (cryo.) Cartographie spectrale EDS Cartographie spectrale EDS Cathodoluminescence

MET CM30  

IEMN-Jeol 7800F 

IEMN

-Jeol 6010LA 

ENSCL

-Hitachi S3400N 

CCM

-Hitachi S4700

Lieu  IEMN 1er étage, salle n°141  CCMSous-sol, salle CM30  IEMN Sous-sol  IEMN Hall RDC  ENSCL Sous-sol, salle n°906  CCMSous-sol, salle n°014

Moniteur Dominique Deresmes Franck Béclin  Jean-Pierre Lechaire  Christine Gendarme  Jacky Ruste  Brigitte Sieber

Opérateur  Ahmed Addad  Jeol  Jeol  Maxence Vandewalle  Nora Djelal

Stagiaires

ALI Imtiaz

BLANCHENET Anne-Marie Corbel Gwenaël BLANCHER Simon REMY Jean-François GUERIN François

BOURREL Guy

FAGNON Nicolas Lahfid Abdeltif

LEMONIAS-PETIT-MARTENON 

Christophe

ROCH JEUNE Isabelle HESSER Guy

HERIPRE Eva

MOITRIER Florence Meguekam-Sado Ariane MOLLARD Nicolas ROMERO Thierry PONT Sylvain

NGUYEN Luan

PAPRET Corinne Svahn Isabelle PARROUR Emmanuelle

SIREDEY-SCHWALLER 

Nathalie

TOTTEREAU Olivier

STEF Noémie

PERON Isabelle PIRES BRAZUNA Rémy VILAR Christele

EBSD Echantillons fragiles et isolants  Echantillons fragiles et isolants  Essais mécaniques in-situ  MEB-FIB STM 4 pointes sous MEB

IEMN-TescanMira3  IEMN-Zeiss Supra55 VP  IEMN-Tescan Lyra3  Géosyst

-FEIQuanta200

 IEMN

-FEI Versa 3D

 IEMN

-Nanoprobe

Lieu  IEMN Sous-sol IEMN Salle Blanche IEMN Sous-sol Géosystèmes 1

er 

étage, Salle127bis

 IEMN Hall RDC  IEMN RDC Salle n° 045

Moniteur François Brisset  Alain Jadin  Bénédicte Brugier  Rémi Chiron  David Troadec Maxime Berthe

Opérateur  David Baresi  Cyril Gardes  Tescan  Jérémie Bouquerel  FEI

Stagiaires ABADIE Clémence LUCIANI Thierry BRYNAERT Nicolas MERCIER Rémi BLARY Karine

AUBAN Dominique MOUTON Ludovic COUSTURE Annelise METRAL Nicolas BRINZA Ovidiu

CAYEZ Simon ROUQUETTE Hélène HOUSAER  François TANGUY Alexandre BROCHARD Eric

CHOUQUAIS Frédéric TARISIEN Nicolas IKOUOUBEL Kenza
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TERRIER Marlène

VOLCKAERT Philippe
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MEB pression contrôlée  EDS/MEB à pression contrôlée  MET tomographie  Stéréographie 3D  Echantillons stratifiés

IEMN

-Hitachi SU1510 

ECL

-Hitachi S3600N 

CCM-MET Tecnai  ENSCL 1

er 

étage - salle info. 

ENSCL 1

er 

étage - salle info.

Lieu  IEMN Sous-sol  ECL, Bât. fonderie, 1

er 

étag, salle 104 

CCMSous-sol, salle 002  n°151 ou n°156  n°151 ou n°156

Moniteur Lahcen Kouchaf Christian Mathieu Christine Lancelot  Denis Boivin  Florence Robaut

Opérateur  Hitachi Catherine Davy

Stagiaires

TRICHET Michael

BECHET Béatrice DOMENGER Renaud CHOCARD Alexis

VAUTIER Cécile

CHAROBERT Philippe GARNIER-THIBAUD Virginie DEBLOCK Yves

DI CARLO Ida PIERRE Audrey GINESTAR Kevin

GONZALEZ-CANO Adriana ROUSSET Raphaelle GOMES-VIEIRA Carlos

ORY Sandra MONTERO David

ROBBES Anne-Sophie

TALEB Anne-Lise

VIGNERON Rémi

Tof-SIMS Analyse WDS  MEB-STEM  Diffraction des RX  Métallisation  Microfluorescence X

IEMN

-Zeiss Sigma 

IEMN

-FEI Strata DB235 

IEMN

-Zeiss Supra55

Lieu  Bât C3 – Sous-sol  IEMN Sous-sol  IEMN Salle Blanche  ENSCL 2

ème 

étage, salle 211 

IEMN Hall RDC et Sous-sol  IEMN Hall RDC

Moniteur Nicolas Nuns Guillaume Wille  Frédéric Charlot  Frédéric Capet  Francine Roussel-Dherbey  Matthias Procop

Opérateur  Zeiss  Christophe Boyaval  Pascal Roussel constructeurs  Zeiss

Stagiaires

BOTTEN Kevin

CAUZID Jean BOUEXIERE Chloe DUFFRENOY Thierry BOUSCAUD Denis

GEORGI Frederic

COYNAULT Xavier CARRE Alexandre JACOMET Suzanne DA COSTA Antonio

GOUTTEFANGEAS Francis

GAL François CHASSAGNE Francis JEAN-SORO Liliane LEFEBVRE Véronique

MATHIEU Sandrine

HOREZAN Nicolas DUHAMEL-ACHIN Isabelle RAMON Jean-Luc NEVEU Cecile

GEY Nathalie

UNTRAU Jean-Michel


